Pracownia elektryczna i elektroniczna
 ZSE w Opolu
Badanie bramek logicznych 
1.Schemat układu pomiarowego na przykładzie bramki AND (iloczyn) i NAND (negacja iloczynu):
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Schematy dla kolejnych bramek będą takie same – zmienia się tylko bramkę.
2. Wykonaj pomiary napięcia i stanów logicznych na wyjściu każdej bramki (AND, NAND, OR, NOR, EX-OR, NOT) przy różnych 4 stanach wejściowych:

a)
	Typ bramki:

	L.p
	wejście
	U
	Stan

	
	
	[V]
	[-]

	1.
	0
	0
	
	

	2.
	0
	1
	
	

	3.
	1
	0
	
	

	4.
	1
	1
	
	


b)
	Typ bramki: NOT

	L.p
	wejście
	U
	Stan

	
	
	[V]
	[-]

	1.
	0
	
	

	2.
	1
	
	


Dla bramki typu NOT zastosuj tabelę b) podając na wejście stan niski - 0 lub wysoki - 1.
Pamiętaj, że stan niski – 0 przyjmuje się dla napięcia od 0 do 2,4 V, a wysoki – 1 dla napięcia od 2,6 do 5 V. Pomiędzy 2,4 v a 2,6 V jest stan nieustalony.
3. Napisz wnioski, jakie nasunęły się po wykonaniu ćwiczenia (porównaj wyniki pomiarów przy różnych stanach wyjściowych)
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